HF-Impedanzanalysator
Modell HP 4191A

@ Variable Testfrequenzen von 1 MHz bis 1 GHz
mit Wobbelmoglichkeit
@ Direkte Anzeige von
1ZI-0,1¥Y -0, ' =06,
L-C-R+~G+D-+Q
R-X,.G-B, Tx-Ty
@ Hohe Aufldsung - 4 /2 Stellen maximal
® GrofRer MeRRbereich — 1 mQ - 100 k2 ({Z1)
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HP 4191A (hier mit Griffan It. Option 907}

HF-Impedanzanalysator HP 4191A

Der HF-Impedanzanalysator HP 4191A miBt 14 Parameter mit einer
maximalen Aufldsung von 4 ¥ Stellen. Der eingebaute Synthesizer erzeugt
vatiable Frequenzen mis aulomatischer Wohbelmoglichkeit von 1 MHz bis
1000 MHz. so (B er die UHF-, VHF- und Videobinder abdeckt. Ein
integriertes Netzteil fiir die Vorspannungsversorgung mit aulomatischer
Wobbelfunktion itherstreicht den Spannungsbereich von £40 V in Schritten
von 1 mV.

Der HP 4191A gestatiet zuverlissige Messungen iiber einen weiten
MeBbereich, Wiederholgenauigkeit, Frequenzgang und Prizision sind
hervorragend aufgrund neuartiger Fehlerkorrekmefunktionen uad speziell
entwickelter Testadapter. Diese Eigenschafien gestatten den Einsatz des
HP 4191A bei der Bewertung von elekwonischen Werkstoffen, Bauteilen
und Schaltungen. :

Der interne Synthesizer verfilgt iiber eine Maximalauflisung von 100 Hz
(Option 002) mit einer Genauvigkeit von 3 ppm, so dab sich auch geringe
Verinderungen in der Resonunefrequenz des Prifflings leicht feststellen
lassen. Die Wobbelmioglichkeit ist bei der Analyse des Frequenzgangs des
MeBobjekts von grofem Nutzen.

Zwei vallstindige Einstellungen an der Frontplatte (die Wahl der
Parameter und die Wobbeleinstellung) kénnen im nichifliichtigen Speicher
ahpelegt und jederzeit mittels einer einzigen Tastenbetitigung wieder
abgerufen werden, Zusammen mil der HP-TB Schnittatelle macht dies den
HF 4791 A zu einem auBerordentlich wirkungsvollen Einzel- oder System-
MeBgeriit.

Diese einmaligen Vorziige gestatten den Einsatz des HP 4191 A bei vielen
Anwendungen: :

1} beim Testen von Halbleitern, wie z.B. di¢ Bewertung der Ober-
flichenbeschaffenheit bei hohen Frequenzen (C-V/G-V und Leitfahigkeits-
Eigenschaften (G/w-w) und bei der Ermitthung der Eingangs- und Aus-
gangsimpedunz von Dioden und Transistoren,

2} beim Testen vor Resonatoren, Filiern und magnetischen sowie
dielekirischen Werkstoffen,

3) bei der Bewerung von LCR-Bauteilen, =.B. HF-Chips und An-
schluBleitungen sowie .

4) beim Testen von Komponenten fiir Ubertragungszwecke wie Kabel,
Steckverbinder und dgl.

Technische Daten {fiir genaue Spezifikationan

wird auf das Datenblatt hingewiesen)
Gamassene Parameter; (Z-3,1Y-0, T-&, R-X, G-B, Tx-Ty
L-RsGsD+QC-ReGeD=(
Anzsige: 4 4siellig, maximalc Anzeige 19959
Massung der Abweichungen {Abweichung vom gespeicherten Bezugs-
WeEr)
Az =19999 bis +19999
A%h:-1999.9 bis +19999.9 %

BAUELEMENTE-MESSTECHNIK

MeBsignal (+23 °C 45 °C)
Frequenzhereich: | MHz bis 1 Gilz
Frequenzsechritts:
Standard: 100 kHz, 1-500 MHz 200 kHz. 300-100¢ MHz
Optien 002: 100 Hz, 1-500 MRz 200 Hz, 500-1000 MHz
Fraquenzgenauigkeit: £3 ppm
Signalpegel {in 50 Q): 20 +3 dBm
Frequenzsteuerung: Gerastet und gewobhbelt
Mefibetriebsarten
Gerastete Messung: Auf siner hestimmien Frequenz {oder .
Vorspannung)
Gewobbelte Massung: Von Hand oder automatisch gewobbelr
Start- bis Stopfrequenz (oder DC-Vorspannung) bei Schrittfrequen,.
{oder DC-Vorspannungs-) Rate in linearer oder logarithmischer For,
Autokalibrisrung
Automatische Fehlerkompensation entsprechend dem angeschlossen,,
AbschluBwiderstand {0€2, 5042,08).51 Frequenzen einschlieBlich Sty
und Stopireguenz.
Elektrische Langenkompensation: Automatikkompensation fiiy g
elekrische Linge des Testadapters (im Bereich 0 bis 99,99 cm). .
Interne DC-Vorspannung:
Spannungsbareich: —40 V bis + 40 V in Schritten von 10 mV.
Einstallgenauigkeit: 0,1 % der Einstellung + 13 mV
Vorspannungssteuerung: gerastet oder gewaobbelt
Extsrne DC-Vorspannung:
Spannungsbereich: 40V bis +40V
Max. zulassiger Strom: 100 mA
Statusspeicher: 7wei komplette MeSeinstellungen lassen sich speichen
und jederzeit abrufen. Diese Einstellungen bleiben auch dann crhalten, wenr
das Gerit mit dem Netzschalter ausgeschaltet wird,
Bereichsumschaltung: Automatisch oder festc Wahl
Trigger: intern. extern oder manuell
Salbsttast: Automatisches, internes Priifprogramm
Datenausgang und Fernsteuerung Uber HP-IB: StandardmiiBig
Messung von [T-8/Tx-T'y
MeRbereich:
T4, Tx, Ty: 0,0001 bis 1,0600
@: 0° bis £180,00°% {0 bis £ Rad.)
iTl, Tx, I'y Aufiésung: 0,0001

Referenzdaten {nicht spézifiziert)
Temperaturkoaffizient fir I1N; 0,0001/°C (+23 "5 °C)
MaBzeit: <800 ms oder <250 ms (schnelle Betricbsart)
Umschaltzeit der Frequenz: <200 ms
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Allgemeine Daten

Temperatur; 0 bis +55 °C, <95 % rel. Feuchtigkeit .
Netzanschiull: [00V, 120V, 220V £10 %, 240V +5 % — 10 %. 4665
150 VA max.

Abmessungen: 4255 mm x 230 mm x 574 mm(BxHx T}
Gewlcht:ca. 24 kg

Mitgeliefertes Zubehbr: Zubehérbox (mit dazugehdrigen
abschiiissen)

Lieferbares Zubehdr

HP 16091A Testadapter, Koaxial

HP 16092A Testadapter, mit AnschluBfedern
HP 16093A Testadapter, mit AnschluBklemmen
HP 160238 Testadaprer. it AnschluBklemmen
HP 16094A Testadapter

Siche Seite 355.

Refer®

Bestellinformationen

HP 4191A HF-Impedanzanalysator .
Option 002: Synthesizer mit 100 H2/200 Hz Auflisuns
QOption 004: Ausginge fiir Recorder




